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<Item> <Range> <Input> <Tolerance> <Indicated value>
FERE
<{Accuracy>
AC 1000 A 90.0 A 882 A ~ 918 A ( 898 A)
1000 A 900 A 882 A ~ 918 A ( 902 A)
DC 1000 A 90.0 A 882 A ~ 918 A ( 904 A)
1000 A 900 A 882 A ~ 918 A ( 907 A)
AC 4200 V 3.700 \ 3607 V ~ 3793 V ( 3685 V)
4200 V 37.00 \ 3607 V ~ 3793 V ( 3690 V)
4200 V 370.0 Y 3607 V ~ 3793 V ( 3688 V)
600 V 600 \Y 579 V ~ 621 V ( 596 V)
DC 4200 mV 3700 mV 3648 mV ~ 3752 mV ( 369.7 mV)
4200 V 3.700 \% 3648 V ~ 3752 V ( 3692 V)
4200 V 37.00 Y 3648 V ~ 3752 V ( 3697 V)
4200 V 370.0 Y 3648 V ~ 3752 V ( 3695 V)
600 V 600 \' 589 V ~ 611 VvV ( 599 V)
OHMS 4200 Q 370.0 Q 3622 Q ~ 3778 Q ( 3666 Q)
4.200 kQ 3.700 kQ 3622 kQ ~ 3778 k@ ( 3.671 kQ)
42.00 kQ 37.00 kQ 36.22 kQ ~ 37.78 kQ ( 36.73 kQ)
4200 kQ 370.0 kQ 3622 kQ ~ 3778 kR ( 367.3 kQ)
4200 MQ 3.700 MQ 3511MQ ~ 3889MQ ( 3.676 MQ)
42.00 MQ 37.00 MQ 3326 MQ ~ 4074MQ ( 36.72 MQ)
Ha 4200 Q 3700 Q 3620 @ ~ 3780 Q ( 3668 Q)
<Continuity>
TEE<Note>
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